UKD 621.382.2

NORMA BRANZOWA

ELEMENTY
POtPRZEWODNIKOWE

Elementy pétprzewodnikowe
Diody pojemnosciowe
Wymagania i badania

BN-81
3375-35.00

- Zamiast
BN-77/3375-35.00

Grupa katalogowa 1923

1. WSTEP

1, 1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sa wymaga-

nia i badania dotyczace diod pojemnosciowych, przeznaczo-
nych do pracy w elektronicznych urzadzeniach powszechne-
go uzytku, profesjonalnych'i urzadzeniach, w ktérych wy-
maga si¢ zastosowania elementéw o wysokiej i bardzo wy-

sokiej jakosci,

1, 2, Przedmiot arkusza hormy, Przedmiotem niniejsze.
go arkusza normy sa wymagania i badania wspédline dla ca-

tej grupy diod pojemnoéciowych,

1,3, Okreglenia - wg PN-78/T-01500.00 i Ot,

1, 4, Oznaczenia literowe parametréw

1 4,1, tamb - temperatur‘a otoczenia w czasie pracy,
1,4, 2, t“g - temperatura przechowywania,

1, 4,3, Pozostale oznaczenia literowe parametréw - wg
PN-76/T-01501,00 i 01,

2, PODZIAL | OZNACZENIE

2, 1, Podziat - wg BN-70/3375-11,

2, 2, Sposéb budowy oznaczenia - wg PN-78/T-01515

P. 2.2,

3, WYMAGANIA

3,1, Wymiary - wg arkusza szczegétowego,

3,2, Wykonanie - wg PN-78/T-01515p, 3,2 i wg arku-

sza szczegStowego,

3, 3, Cechowanie - wg PN-78/T-01515p. 3,3 i wg arku-

sza szczegbtowego,

3, 4, Parametry elektryczne - wg PN-78/T-01515 p, 3, 4

i wg arkusza szczegbtowego,

3,5, Wymagania klimatyczne ~ wg PN-78/T-01515 p, 3,5,

PN-78/T-01515

3, 6, Wymagania mechaniczne - wg

p. 3.6.

3,7, Wymagania niezawodnogciowe - wg PN-78/T-01515
p. 3.7.

3, 8, Wymagania dodatkowe - wg PN-78/T-01515 p, 3, 8,

4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4, 1, Pakowanie - wg PN-78/T-01515 p, 4, 1,

4, 2, _Przechowywanie - wg PN-78/T-01515 p, 4.2,

4,3, Transport - wg PN-78/T-01515 p, 4, 3,

5, BADANIA

51, Program i rodzaje badai wg PN-78/T-01515p, 5,1

5.1, 1, Badania grupy A - wg PN-78/T~01515 p, 5, 1.1

oraz wg tabl, 1 nastr, 21 3.

5, 1,2, Badania grupy B - wg PN-78/T-01515 p, §5,1.2
oraz wg tabl, 2 nastr, 3i 4,

5.1, 3, Badania grupy C ~ wg PN-78/T-01515 p, 5.1.3
oraz wg tabl, 3 pastr. 5+ 7.
. 5.1, 4 Badania grupy D - wg PN-78/T-01515 p, 5.1.4

oraz wg tabl, 4 na str, 8,

Zgloszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Péiprzewodnikéw
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrekiora Zjednoczenia Przemysiv Podzespotéw i Materiatéw Elekironicznych
UNITRA-ELEKTRON dnia 30 listopada 1981 r. jako norma obowiqzujgca od dnia 1 lipca 1982 r.
(Dz. Norm. i Miar nr

1/1982 poz. 2 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1982.

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 1,40 Noki. 2300¢556 Zam. 3500/81

Cena 2f 20,00



Tablica 1

Rodzaj badania

Metoda
badania
wg
PN-78/
T-01515

Plany i warunki badani

Poziom jakosci |

Poziom jakosci 11

Poziom jakosci 111

Poziom jakoéci IV

Poziom
kontroli
i AQL.

Warunki
badania

Poziom
kontroli
i AQL

Warunki
badania

Poziom
kontroli
i AQl

Warunki
badania

Paziom
kontro ]
i AL

Warunki
badania

Dane wg arkusza
szczegbtowego

1

3

4

5

6

7

9

10

i1

Podgrupa Al
Sprawdzenie wy-
miaréw ( gtéwnych)

Sprawdzenie wy-~
konania obudowy

Sprawdzenie pra-
widtowoéci cecho-
wania

I; 1,5

g 1,5

Iy 1,5

I 1,0

sprawdzane

parameitry ge-
ometryczne

Podgrupa A2

Sprawdzanie pod-
stawowych paramet-
réw elektrycznyche

I‘R

Coo fem 7
okreglonym U
zbli2onym do maksy-
malnego

ot (o)1) PP
okre Iony niskim

Ug

Ctot !URZ.! i)
Ctot(UR 1) i
AC,, 2)

Ctot‘l ¥ Ctotz’

2

31,5

wg PN-74/
T-01504, 00

iy 1,0

wg PN-74/

T-01504, 00

Il 0,65

wg PN-74/
T-01504, 00

i 0,4

wg PN-74/
T-01504, 00

wartosci granicz-
ne sprawdzanych
parametréw elek-
trycznych i wa-
runki ich pomiaru

e

Podgrupa A3

Sprawdzanie dru-
gorzednych para-
metréw elektrycz-
nych:

Ty lub Qg

5 3.7

wg PN-74/
T-01504, 00

13 1,0

PN-74/
T-01504, 00

wg PN-74/
T-01504, 00

wg PN-74/

T-01504, 00

wartosci gra-
niczne sprawdza-
nych parametrdéw
elektrycznych

i warunki ich po-
miaru

00 se-s2£€/18-N8



cd, tabl, 1

Plany i warunki bada# )
Metoda
Poziom jak i i i i i j i
T badania ] jakoéci | Poziom jak?éci 11 Poziom jakos&ci il Poziom jakosci IV S —
odza; badania veg . szczegbtowego
p H - H -
PN-78/ oziom Warunki F’OZIOﬂ:I Warunki Poziom Warunki POZN:!T'I Wikl
T-01515 kontroli Badanits kontroli badifil kontroii badania Kentrol badania
i AQL i AQL acania i AQL i AQL
1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 1
Podgrupa A4 - - Is 2,5 Iy 1,8 =
Sprawdzanie para- { 5, 3,7 - - ' wg PN-74/ wg PN-74/ temperatura oto-
metréw elektrycz. T-01504, 00 T-01504, 00 czenia, wartoéci
nych w temperatu- graniczne spraw-
rach innych ni% dzanych paramet-
normalna tempera- réw elektrycz-
tura otoczenia: nych i warunki
IR " ich pomiaru
2nak - oznacza,‘ %e badania nie przeprowadza sie.
Nie wypetniona kolumna "warunki badania" oznacza normaine warunki atmosferyczne, jeleli nie zostanie inaczej okreslone w arkuszu szczegétowym. %
‘) W normie przedmiotowe] powinny byé okreélone co najmniej dwa parametry,
?) D1a okreélonych typéw diod,

Tablica Z

Rodzaj badania

Metoda badania
wg

Plany i warunki badan

Poziom jakoéci 111

Poziom jakogci 1V

Dane wg arkusza szczegbtowego

PN-78/T-01515 Poziom — Poziom ORR—
kontroli badaris kontroli e
i AQL i AQL adania
1 2 3 4 5 6

Podgrupa B1 sS-1; 1,5 sS-3; 1,0
Sprawdzenie wytrzymatosci 5.3, 21 rodzaj i szczegétowe warunki badania,
mechanicznej wyprowadzed wartoéci obciatefi
Sprawdzenie szczelnosci ‘) 5, 3.27 rodzaj badania, dopuszczalny boziori'l nie-

szczelnoéci lub zakresy wartogcl | wa-~
runki pomiaru sprawdzanych po badaniu
parametréw elekirycznych

v

00 ‘'se-sL€€/18-N8



cd, tabl, 2

Plany i warunki badan

00 ‘SE-S2£€M8-NG

Metoda
- badania Poziom jakogci 11l Poziom jakosci IV ;
Rodza] badania “/"’9 ‘ Dane wg arkusza szczegétowego
PN-78/T-01515 i .
Poalen Warunki PRI Warunki
. kontrdli Sudunla kontroli badirila
i AQL i AQl
1 2 3 4 5 6 7
y .

Podgrupa B2 S.h; 1,5 sS-m; 1,0

Sprawdzenie lutownoséci 5, 3. Sa) temperatura lu- temperatura lu- &

wyprowadzef towia 235 °C towia a 235 °C

Podgrupa B3 s-3; 1,5 s-3; {,0

Sprawdzenie wytr zymatosci 5.3.17 ’ 500 mm 500 mm poloZzerfie elementu w czasie spada-

na spadki swobodne - nia; zakresy wartoséci i warunki pomia-
ru sprawdzanych po badaniu paramet-
réw elektrycznych

Podgrupa B4 - S-43 1,0

Sprawdzenie wytrzymatosci 5 3,16 245 m/s2 sposéb mocowania korpusu lub wy«

na udary wielokrotne 1000x3 prowadzer) elementu; zakresy wartoéci
i warunki pomiaru sprawdzanych po
badaniu parametréw elektrycznych

Podgrupa BS S-3; 1,5 S-3; 1,0

Sprawdzgnl.e wytrzymatosci 5 3.12 TA = tstgmin TA = tltqmin zakresy wartoéci i warfrnkl pomiaru

na nagte zmiany temperatu- T = T = sprawdzanych po badaniu paramet~

ry B tstgfmax B tstg max réw elektrycznych

Podgrupa B6 S-4; 1,0 A S-4; 0,65

Sprawdzenie odpornosci na 5, 3,22 25 oC z); 25 °c2): metoda badania, warunki obciaZenia,

narazenia elekiryczne "00 h 100 h zakresy wartosci i warunki pomiaru

sprawdzanych w czasie i po badaniu
parametréw elektrycznych

Znak - oznacza, Ze badania nie przeprowadza sie,
Nie wypetniona kolumna "warunki- bacania'* oznacza normaline warunki atmosferyczne, jezeli nie zostanie inaczej okreélone w arkuszu szczegétowym,

2) Jezeli arkusz szczegdtowy nie podaje inaczej.

‘-) Badania nie stosuje sig dla wyrobéw w obudowach plastykowych,

-




Tablica 3

Plany i warunki badar

00 *SE-S2£€/18-NSG

Metoda
. badania n 5 . . 9 . : W ’
Rodzaj p Poziom jakoéci 1 Poziom jakosci Il Poziom jakosci Il Poziom jakosgci IV Dane wg arkusza
badania wd szczegdltowego
PN-78/ Poziom * Poziom Poziom N Poziom p
T-01515 < Warunki y Warunki A “Warunki ; Warunki
kontroli Lt kontroli Bagarila kontroli badAnl# kontroli B bl
i AQL i AQL i AQL i AQL
1 2 3 4 3 6 7 8 “ 9 10 3T
Podgrupa C1 S-3; 2,5 S-3; 2,5 = -
Sprawdzenie wy-~ 5, 3.21 - - rodzaj i szczegbtowe
trzymatosci me- + warunki badania, 1
chanicznej wy- wartosci obcigZed
prowadzed i
~ Sprawdzenie 5. 3, 27 - - rodzaj badania, do-
szczelnosci puszczalny poziom
nieszczelnosci lub
zakresy wartosci
i warunki pomiaru
sprawdzanych po ba~
daniu parametrdéw
elektrycznych
Podgrupa C2 . S-3; 2,5 S-3; 2,5 S-3; 2,5 s-3; 1,5
Sprawdzenie 53,7 zakresy wartosci
parametréw elek- i warunki pomiaru
trycznych sprawdzanych w cza-
’ sie badanja i‘_po ba-
-daniu parametrdéw:
elektrycznych
Sprawdzenie od- 5.3.11 t t t
pOl"I’béCi A1l il . amb max ambd max amb max tamb max
che goraco £
Sprawdz‘eme - A0 tamb min tamb min tamb min tamb min
. pornosci na f \
zimno
Podgrupa C3 S-3; 2,5 S-3; 1,5 - -
Sprawdzenie masy] 5, 3.4 - - masa wyrobu
Sprawquenie : 5, 3,6.2 2 -
trwatoéci cecho-
wania
Sprawdzenie lu- 5, 3, 5a) temperatura temperatura lu- - -
townosci wypro+ lutowia 235 C towia 235°C
wadzef




trzymaloéci na

wilgotne goraco
state o ore

cd, tabl, 3
Plany i warunki badani
Metoda -
: badania Poziom jakoéci | Poziom jakoéci Il Poziom jakoéci 111 Poziom jakosci IV
Rodzaj wg _ Dane wg arkusza
tdanta PN-78/ Poziom . Poziom " Poziom — Poziom Sl KzzzegilowemR
3 Warunki A Warunki Warunki . Warunki
T-01515 kontroli saduda kontroli badania kontroli Sasintde kontroli badania
i AQL i AQL i AQL 1 AQL
1 2 3 4 5 6 7 8 ) 10 1
Podgrupa C4 S-3; sS-3; 1,5 S-3 1,5 S-3; 1,0
1,5¢2,5
. .2 2 )
Sprawdzenie wy- 5. 3,20 98 0002) m/s”; 98 000%) m/sz; 196 000 %) m/s"; 196 000°?) m/szg kierunki probiercze,
trzymatosci na 1 min 1 min 1 min 1 min sposéb mocowania
przyspieszenie korpusu lub wyprowa-
state dzeri, zakresy war-
2 t i i =
Sprawdzanie wy- | 5.3, 15 14 700 m/s*; 14 700 m/s2 - " SISES WA NS 1
: miaru sprawdzanych
trzymatoéci na 3x6 3Ix6
udary pojedyncze po badaniu paramet-
réw elektrycznych
'Sprawdzgnie wy-| 5,3, 16 - - 1470 m/s2 1470 m/s2 .
trzymatosci na 3x4000 3x4000
udary wieio-
krotne
Sprawdzanie wy- 3.3, 19 98 rn/s2 98 1’n/32 . &>
trzymatoéci na 80 Hz 80 Hz
wibracje state 3h 3h
Sprawdzanie wy=- 5,3,18 - - 98 l'ﬂ/s2 98 m/s.2
trzymatosci na 10:5000 Hz; 10+:5000 Hz;
wibracje o zmien- 6 h 6 h
nej czestotli-
wosci- 7 N
Podgrupa C5 S-3; 2,5 S-3; 2,5 S-3; 1,5 S-3; 1,5
Sprawdzenie wy- 5. 3, 5b) temperatura temperatura temperatura temperatura zakresy wartoéci
trzymatoéci na kapieli 350 °C kapieli 350 °C kapieli 350 °C kapieli 350 °C | i warunki pomiaru
ciepto lutowania lub 260 °C, lub 260 °C, lub 260 °C, lub 260 °C, gprawdzanych po
czas regeneracji czas regeneracji czas regeneracji czas regeneracji padaniu paramet-
, 246 h 2+6 h 2:6 h 2+6 h réw elektrycznych
§wawdzenie Wy=- 5. 3.12
trzymatoéci na B
nagte zmiany
temperatury
Sprawdzenle wy-| 5,3, 13 4 d?) 10 d 21d 56 d

00 ‘S€-SL€€/18-NE



cd, tabl, 3

Metoda Plany i warunki badarf -
. badania i i i : : : i . " @
Rodzaj wgl Poziom jakosci | Poziom jakoéci I Poziom jako&ci Poziom jakosci IV T
badania i i i i
PN-78/ Pozaom_ Warunki Poznm:n Warunki pozlom_ Warunki Pozrom. Warunki szczagblowego
T-01515 | Xomtroll badania korurall i kantroll badania o badania
i AQL i AQL s i AQL i AQL g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Podgrupa C6 S-3; 2,5 S-3; 2,5 S-3; 1,0 S-3; 1,0
. o F . o ;
Sprawdzenie od- 5.3.22 25 01 1000 h 25 °c '); 1000 h 25 C‘); 1000 h 25 oC:“); 2500 h| metoda badania, wa-
pornosci na nara- runki obcigzenia,
3enia elektryczne " zakresy wartoéci
i warunki pomiaru
sprawdzanych w
czasie i po badaniu
parametrdéw elek-
“trycznych
Podgrupa C7 - - - S-3; 1,0 ”
Sprawdzenie wy- 5 3.8 = - - t " zakresy wartosci
$'tg min . 5
trzymatoéci na 1000 h i warunki pomiaru
zimno sprawdzanych po
badaniu parametréw
elektrycznych
Podgrupa €8 - S-3; 1,5 S-3; 1,0 S-3; 1,0 '
Sprawdzenie wy- 5.3.10 - t t. t zakresy wartosci
trzymatoséci na Rhg TR Yy o Feg max i warunki pomiaru
suche goraco . 1000 h 1000 h 1500 h sprawdzanych po ba-
daniu parametréw
elektrycznych
Podgrupa C9 - S-3; 1,5 - 2
Sprawdzenie wy- 5.3.17 - 500 mm - - potozenie elementu w
trzymatoséci na ‘czas'e spadania, za-
spadki swobodne kresy wartoéci i wa-
runki pomiaru spraw-|
qdzanych po badaniu
parametréw elek-
trycznych -
Podgrupa €10 S-3; 2,5 S-3; 2,5 S-3 1,5 S-3; 1,0 sprawdzane para-
Sprawdzenie wy- 5.3.3 metry geometryczne
miardéw
Znak ~ oznacza, 2e badania nie przeprowadza sie,
Nie wypetniona kolumna 'warunki badania' oznacza normalne warunki atmosferyczne, jezeli nie zostanie inaczej okreélone w arkuszu szczegbtowym,
1) Badania nie stosuje sig dla wyrobéyv w obudowach plastykawych,
2) Jezeli innych wartoéci przyspieszen nie podaje arkusz szczegbtowy,
3) Jezeli innego czasu nie podaje arkusz szczegbtowy,
4) Jezeli innych temperatur nie podaje arkusz szczegbtowy, .

00 ‘se-ssee/18-N8&



Tablica 4

Plany i warunki badani

Metoda
badania - Poziom jako$ci | -Peziom jakoéci I Poziom jakoéci 111 Poziom jakosci IV Dane wg arkusza
Rodzaj badania wg . . - szczegbtowego
TPl;l;';?é Poziom kontroti Warurki Pozim kontroti Wwarunki | Poziom kontroti{ Warunki '{ Poziom komroli{ Warunki
- i AQL badania i AQL badania i AQL badania i AQL badania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"
Podgrupa bl - - sS-3; 1,5 s-3; 1,5
Sprawdzenie od - b,.3, 14 - - 10 hPa 10 hPa temperatura nara-
pornosci na Nnis- 2ania, zakresy war-
kie cisnienie toéci i warunki po-
atmosferyczne miaru sprawdzanych
w czasie i po bada~
4 niu parametréw
elektrycznych
Podgrupa b2 1) S-3; 2,5 ) S-3; 2,5 S-3; 2,5 S-3; 2,5
Sprawdzenie wy- 5.3,25 rodzaj rozpuszczal-
trzymatoéci na P nika
rozpuszczalhiki
Podgrupa D3 ?) S-3; 2,5 S-3; 2,5 S-3; 2,5 S-3; 2,5
Sprawdzenie 5.3.26 rodzaj badania
palnosci
Podgrupa D4 %) - < S-3; 2,5 S-3; 1,5
Sprawdzenie wy- 5.3.23 - - stopiefi dopuszczal-
trzymatoéci na nego wzrostu grzy-
pleéi béw pleéniowych,
wymagania dotycza~
. i ce uszkodzes po-
wier'zchniowycp
Podgrupa Ds ) ~ - S-3; 2,5 S-3; 1,5
Sprawdzenie wy- 5.3.24 - - 2d 2d pototenie elementu
trzymatoséci na w czasie badania
mgle soing

. -Znak - oz.nacza,- 2e badania nie przeprowadza sie.
Nie wypetniona kolumna "warunki badania" oznacza normalne warunki atmosferyczne, jeteli nie zostanie inacze] okreslone w arkuszu szczegbtowym,

‘) Badania stosuje sig dla wyrobéw w obudowach plastykowych,

3) Badanie wykonuje sig przy zaméwieniu wyrobdéw w wy;konaniu tropikalnym lub dla klimatu morskiego,

00 ‘se~se€/18~N8



BN-81/3375-35, 00 9

5,2, Pobieranie prébek - wg PN-78/T-01515 p, 5, 2, 6, POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NEGAT YWNEGO
WYNIKU BADAN

5, 3, Opis badah - wg PN-78/T-01515p, 5.3, oraz wg
arkusza szczegbtowego, 6.1, Badania grupy A - wg PN-78/T-01515p, 6. 1,

6, 2, Badania grupy B - wg PN-78/T-01515 p, 6, 2,
4, Ocena wynikéw badad - wg PN-78/T~01515 p. 5. 4, .

§]—-‘-—_

6, 3, Badania grupy C - wg PN-78/T-01515 p. 6. 3,

5.5, Dostawa elementéw po badaniach - wg PN-78/ _
T-01515p. 5.5 6, 4, Badania grupy D - wg PN-78/T-01515p, 6, 4,

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

I Inst {a opracowulaca norm ~ Naukowo-Produk- hktady scalone, Oznaczenia literowe podstawowych
cyjne Centrum Pétprzewodnikéw, Warszawa, wielkoéci elektrycznych | parametréw, Postanowienia

ogdlne

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-77/3375-35, 00 .
= et PN-76/T-01501, 01 Elementy péiprzewodnikowe, Ozna-

a) zmieniono postanowienia normy na zgodno$é z PN-7§/
T-01515,

czenia literowe parametréw diod

. PN-74/T~-01504, 00 Elementy péiprzewodnikowe, Metody
b) wprowadzono nowa rozszerzona klasyfikacje Jjako$- . . ,
pomiaru parametréw tranzystoréw i diod, Postanowie-
clowg dzielacp elementy na cztery poziomy jako$ciowe, . "
o nia ogélne
zmieniono podziat na podgrupy badari celem uwzgled- '

4 PN-78/T-01515 Elementy péiprzewodnikowe, Ogélne wy-

nienia postanowiet normy RWPG ST SEW 300-76,
G ; magania i badania

3, Normy zwiazane BN-70/3375-11 Elementy pétprzewodnikowe. Diody, Po-
PN-78/T~01500, 00 Elementy péiprzewodnikowe, Pojecia dziat _
_podstawowe, Nazwy i okreélenia 4, Symbol wg SWW ~ 1156-15,
PN—?B/T-O!SO0,0I Elementy péiprzewodnikowe, Diody, 5, Dostawy diod pojemnoéciowych o wysokiej i bardzo
Nazwy | okreslenia | wysokiej jakosci moga byé realizowane po uzgodnieniu z

PN-76/T-01501, 00 Elementy pétprzewodnikowe i mikro- producenten'!,' wielkoéci dostaw i uzgodnieniu ceny,

Al



